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FOREWORD

This amendment has been prepared by subcommittee 34A: Lamps, of IEC technical
committee 34: Lamps and related equipment.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS Report on voting
34A/1267/FDIS 34A/1285/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be/found in the report
¢n voting indicated in the above table.

The committee has decided that the contents of this amendment and
femain unchanged until the maintenance result date indicated™an
Inttp://webstore.iec.ch” in the data related to the specific
publication will be

publication will
web site undef

{ reconfirmed,
{ withdrawn,
1 replaced by a revised edition, or

{ amended. x

Page 7

.2 Normative reference

\dd the fo//owingjew efere
I a

EC 60432-1:19997
amps for domestie\a

.3.26
Ereakdown

lasma discharge between two points inside the bulb of the lamp with maximum difference of
lectrical potential

For(the purposes of this standard it is assumed that breakdown has occurred if the curren

Page 13
2.1 General

Add, after the last sentence, the following new sentence:

For the purposes of this standard, the voltage designations shown in IEC 60357 apply.
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Page 15

2.2.2 Additional information and marking

Replace Note 2 of item b) with the following new note :

NOTE 2 In North America, a written notice may be used in place of this symbol.

2.3.1 General

\dd the following new sentence after the second paragraph :

The G9, GU10 or GZ10 base shall be used for self-shielded lamps 0

Page 17

2.6 Safety at end of life of self-shielded lamps wi -250V

A\mend the title of Subclause 2.6 as follows:

NOTE 2 Some lamp
liably be achieved:

ilure test as described 4
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Page 21

Sampling and acceptable quality levels (AQL)

Table 1 — Grouping of test records —

Modify row 2.6 of the table rows as follows:

60432-3 Amend. 2 © IEC:2008

1 2 3 y. [ B
Sub- Test Type of | Permitted accumulation Minimum annual sample per AQLF
clause test of test records accumulation
For lamps %
made most o
the year
A\
2p Safety at end of life
- Induced failure -
or Design
- Operation to
failure ® -
All lamps of all familie
- Induced failure
or Periodic 0,24
- Operation to
failure ®

®

o

For the use of this term, see IEC 60410.

The operation to failure test is allowed in tho
Note 2 to subclause 2.6.

Page 43

Replace the existj

Temperature
°C
4 <20W 220
>20 W and <50 W 250
250 W 300
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Page 47

D.3 Safety at end of life — Induced failure test

Replace the existing Clause D.3 with the following new Clause D.3:

D.3 Safety at end of life — induced failure test

D.3.1 Assessment for Subclause F.3.1

First sample : 125 Rejection number : 2
— Accept when no failures have been found
— If 1 failure found, take a

second sample : 125 Rejection number : 2 (in the combined samp

D.3.2 Assessment for Subclause F.3.2

First sample: 125 Rejection number : 7

— Accept when a maxj been found

second sample: 125

First sample : 125

<

second sampl number : 2 (in the combined sample)

Page 51

Annexe F nduced failure test

Replace theexisting’Annex F with the following new Annex F:

Annex F
(normative)

Induced failure test

F.1 Test circuit and equipment

The test circuit shall consist of the following:

— a 50 Hz or 60 Hz supply line whose voltage shall be the test voltage of the lamps within a
* 2 % tolerance;

— a fuse with a rating not less than 25 A, for 220 V — 250 V lamps, and a rating of 15 A
(under consideration) for lamps below 220 V.


https://iecnorm.com/api/?name=53ddcffccfe526193db78d5c7dd64544

-6 - 60432-3 Amend. 2 © IEC:2008

A safety cover shall be provided to cover the lamp in the test position (during the warm-up of
the lamp and during breakdown).

A laser of adequate power shall be used to induce breakdown of the filament.

NOTE An example of a suitable laser is a neodymium-glass laser.

The inductance and resistance of the whole circuit, including the items of the above-
mentioned components and including any fuse and all wiring, shall meet the following

quirenents
lj for lamp voltage ratings between 200 V and 250 V
— resistance (Q): 0,4 to 0,45;
— inductance (mH): 0,6 to 0,65;
) for lamp voltage ratings between 100 V and 150 V
— resistance (Q): 0,3 to 0,35;
— inductance (mH): 0,6 to 0,65.

a minimum time
esolution of 0,1 A ( &

For current measurements an appropriate device sha
fesolution of 0,1 ms, minimum recording time of 1 s
maximum current range up to 500 A is recommende

F.2 Test procedure

The lamp to be tested shall be insert
Through a small hole in the cover, th
filament. The lamp shall bé swi 3
s$hall be applied.

If the lamp remains alig
hall be applled‘@, L
ilament is achie

NOTE 1 If the foc 3
g¢nvelope, specia € 8d S8 s_(e.gTaser polishing of the frosted bulb wall) should be used.

NOTE 2
gdjusting the lamiplin suck a way that a point with optimum potentlal difference is situated right above the lasef
aiming point. Ifivthis pesitign, the evaporating tungsten might help to create a breakdown.

-.3 _Inspection and assessment

F.3.1 After the test. each test lamp is examined. If;

a) the bulb is no longer intact;
b) or the bulb is detached from the cap;
c) or, for bayonet caps only, there is a short circuit between either contact and the shell,

then the lamp is deemed to have failed the test and is counted as a non-conformity.

F.3.2 Additionally, for G9-based lamps of voltage range C, the current curve of the
breakdown is analysed. For this purpose, all current values shall be converted to positive
values.
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The resulting curve shall not exceed an envelope which is defined by a first box with a height
of 200 A and a duration of 2 ms and a subsequent box with a height of 10 A and a duration of
5 ms.

If the current curve cannot be covered by the envelope described above, the lamp is also
deemed to have failed the test and is counted as a non-conformity.

The above curve is based on experience where the light-producing component has a single
pinch. For those with double pinch, the time values are under consideration.

NOTE Testing of lamps with other base types and of voltage range B is under consideration.

@%
S
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AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 34A: Lampes, du comité d'études 34
de la CEIl: Lampes et équipements associés.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
34A/1267/FDIS 34A/1285/RVD
e rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute informatj® le votesayanit

bouti a I'approbation de cet amendement.

lla publication sera

{1 reconduite,

{ supprimée,

1 remplacée par une édition révisée, ou
{ amendée.

Page 6

.2 Références nonmatives

\jouter la nouvelli refe

CEI 60432-1:1999;
filament de tungsté

\jouter, a la pag la nouvelle définition suivante:

.3.26

¢laquage

ﬂécharge dans un plasma entre deux points a l'intérieur de 'ampoule de la lampe avec unT
ifférence de potentiel électrique maximale

Pour les besoins de la présente norme, on considére qu’'un claquage s’est produit si le
courant dépasse le courant assigné d’un facteur de plus de 5 (a I'étude).
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Page 12

2.1 Généralités

Ajouter, aprés la derniere phrase, la nouvelle phrase suivante:

Pour les besoins de la présente norme, les désignations de tension figurant dans la
CEI 60357 s’appliquent.

age 14

2.2 Marquage et informations complémentaires

emplacer la Note 2 du point b) par la nouvelle note suivante:

OTE 2 En Amérique du Nord, une notice écrite peut étre utilisée en rempl
3.1 Généralités
jouter la nouvelle phrase suivante apreés le deuxiem

es socles G9, GU10 ou GZ10 ne doivent étre utjli ! ¢ pes a écran intégré.

age 16

.6 Sécurité en fin de durée de vie

.6 Sécurité enfin s
des gam Q=

INOTE 2 Certains, modéles de lampes ne peuvent étre contrdlés par I’essai de défaillance provoquée parce qu’u
laquage ne¢peut pas éie’ obtenu de fagon fiable. Ces lampes, pourvu qu’elles soient de la gamme de tensions B
u C, seront\soumises a I’essai de fonctionnement jusqu’a défaillance décrit ci-dessus.
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Page 20

Tableau 1 — Groupage des enregistrements de contréles —
Echantillonnage et niveaux de qualité acceptable (NQA)

Modifier la ligne 2.6 du tableau comme indiqué ci-dessous:

1 2 3 4 5 6
Para- Contréle Type de Cumul autorisé des Echantillon annuel minimal NQ,IJa
graphe controle enregistrements de par ensemble cumulé
contréles
Lampes %
produites

plus gr

parti€ de

2.p Sécurité en fin de
durée

- Défaillance
provoquée
ou Conception
- Fonctionnement
jusqu'a défaillance ?

- Défaillance
provoquée
ou Périodique

2)

- Fonctionnement
Pour I’emploi de ce terme, voir CE\I\dOMO
| 'essai de fonctionnement jusgqu’

jusqu’a défaillance
'faiIIa ce stp s les cas ou un claquage ne peut étre obtenu de faco
flable. Voir aussi la W 2 qu P ragra

“\%V

pératures maximales des broches du socle

Remplace £ ] ant par le nouveau tableau suivant:
Puissance assignée Température
°C
S20W 220
>Z20 W et <50 W 250
250 W 300
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D.3 Sécurité en fin de durée — Essai de défaillance provoquée

Remplacer I’'Article D.3 existant par le nouvel Article D.3 suivant:

D.3 Sécurité en fin de durée — Essai de défaillance provoquée

D.3.1 Evaluation pour le Paragraphe F.3.1

Premier échantillon: 125 Critere de rejet: 2
— Accepter si aucun défaut n’est trouvé
— Si 1 défaut est trouvé, prendre un

second échantillon: 125 Critéere de rejet: 2 (pour 'ensemble)

P.3.2 Evaluation pour le Paragraphe F.3.2

Premier échantillon: 125 Critére de rejet: 7
— Accepter si 3 défautg au maxin
— Si 4, 5 o0u 6 défautsg son tyouves,prendredn

second échantillon: 125 Criterende rejet; Q

\jouter le nouvel Article D.4 suivant:
D.4 Sécurité en fin de durée — Essai dti
Premier échantillon: 125 Critéra de_rejel:

Si 1 défaut\est trouvé, prendre un

emrent jusqu’a défaillance

défaut n’est trouvé

iterede rejet: 2 (pour I’ensemble)

Annexe sai de défaillance provoquée

Remplacer [’A existante par la nouvelle Annexe F suivante:

Annexe F
(normative)

m

F.1 Circuit et équipement d’essai

Le circuit d’essai doit consister en:
— une alimentation en 50 Hz ou 60 Hz dont la tension doit étre égale a la tension d’essai des
lampes a + 2 % preés;

— un fusible prévu pour un courant égal ou supérieur a 25 A pour les lampes de 220 V —
250 V, et un courant de 15 A (a I’étude) pour les lampes de tension inférieure a 220 V.
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Un capot de sécurité doit étre prévu pour recouvrir la lampe en position d’essai (pendant son
échauffement et lors du claquage).

Un laser de puissance convenable doit étre utilisé pour provoquer le claquage du filament.

NOTE Un exemple de laser approprié est le laser a verre néodyme.

L’inductance et la résistance du circuit entier, y compris les différents composants ci-dessus
ainsi que tout fusible et tout cablage, doivent satisfaire aux exigences suivantes:

;L) pour les lampes de tension assignée comprise entre 200 V et 250 V
— résistance (Q): 0,4 a 0,45;

— inductance (mH): 0,6 a 0,65;

) pour les lampes de tension assignée comprise entre 100 V et 150
— résistance (Q): 0,3 a 0,35;

— inductance (mH): 0,6 a 0,65.

Pour les mesurages de courant, un appareillage approprl i iQstalle\ comportant unI
fésolution minimale dans le temps de 0,1 ms, un temps—¢ egi ¢ ir

fésolution minimale en courant de 0,1 A (une gamm imal allant jusqu’a 500 A
g¢st recommandée).

F.2 Procédure d’essai

l.a lampe a essayer doit étre insérée W dcurité mi : }

[fimpulsion du |4
$oit obtenu un cla

NOTE 1
llenveloppe extérieure\ i ili 5 i . 5 5 . f
lpser la paroi dépolie~xde\’am

INOTE 2 Dans\le casd’'une rupture du filament sans claquage, il peut étre utile, pour créer plus facilement u
laquage, deplacer la lampe de telle sorte qu’un point avec une différence de potentiel optimale soit situé juste ali
essus du'\poaint que vise le laser. Dans cette position, le tungsténe évaporé pourrait aider a créer un claquage.

.3 Examen et évaluation

F.3.1 Aprés I'essai, chaque lampe contrélée est examinée. Si:

a) l'ampoule n’est plus intacte;

b) ou I'ampoule est détachée du culot;

c) ou, pour les culots a baionnette seulement, un court-circuit s’est produit entre I'un des
contacts et la chemise,

alors la lampe est jugée comme ayant présenté une défaillance au cours de l'essai et est
comptée comme une non-conformité.
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